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摘要(译)

本文公开了一种用于确定后代受试者中的自闭症谱系障碍（ASD）的风
险的方法。该方法包括分析含有来自预期父本亲本的精子的样品中的
DNA甲基化状态，其中甲基化模式不同于与ASD无关的样品中发现的模
式，表明后代患有ASD的风险。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d7794072-72b7-40b0-9bfa-6c88fddd42c3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057007265/publication/EP3274477A4?q=EP3274477A4

